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Ocorréncia nos Curriculos:

Pré-requisitos: QI145 ou Ql146

Ementa: Cristais e estruturas cristalinas. Reticulos cristalinos e simetria espacial. Sistemas cristalinos.
Difragao em cristais: raios X, néutrons e elétrons. Introduc¢do a determinacao de estrutura cristalina.
Exemplos de minerais, compostos idnicos e moleculares.

Programa:
- Reticulos cristalinos e o experimento de difracdo; espaco reciproco e fatores de estrutura.
- Simetria cristalina; simetria envolvendo a translagao; sistemas cristalinos e grupos espaciais.

- Métodos experimentais: processos e métodos de cristalizagdao; coleta de dados para monocristais e
amostras policristalinas. Difracdo de raios X, néutrons e elétrons.

- Solucdo e refinamento de estruturas; métodos de Patterson e diretos; método dos minimos
guadrados. Desordem. Dispersdao andmala.

- Bancos de dados cristalograficos.
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